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集束イオンビーム照射下で励起される発光を利用した分析装置により、粒子線向けシンチレータ
材料等の光機能性材料の放射線耐性を評価。

荷電粒子放射線計測方法および
荷電粒子放射線計測装置

本シーズの問い合わせ先：量子ビーム科学部門研究企画部（qubs-techoffice@qst.go.jp）
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基礎評価

集束イオンビーム照射下で励起される発光を利用した分析装置により、
粒子線向けシンチレータ材料等の光機能性材料の放射線耐性を評価。
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局所的にイオンビームを当てることができるマイクロビーム技術を利用し、発光材
料の局所的な発光特性を評価。
・ 粒子線向けシンチレータの放射線耐性評価
・ 発光材料の局所応答特性評価
・ イオンビーム微細加工技術と組み合わせた点発光源の探索

発光の評価例 耐久性評価例

応用

放射線照射場での
発光その場評価
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中心波長や発光強度を
スペクトルで評価

連続的な照射によりイメージング・スペクトル分析で放
射線耐性を評価

私
た
ち
の
生
活

59
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